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Absolute Gewissheit
auf Knopfdruck.

ZEISS O-SELECT
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Auf Knopfdruck sicher messen

ZEISS O-SELECT macht die optische Messung von 2D und 3D-
Teilen einfach und sicher. Messabweichungen aufgrund von
Bedienereinflissen sind ausgeschlossen, denn Beleuchtung und
Fokussierung werden vollautomatisch eingestellt. Auf Knopf-
druck wertet ZEISS O-SELECT die gewunschten Prufmerkmale
aus und dokumentiert die Ergebnisse nach Bedarf auch gleich
in einem professionellen Protokoll.

Vollautomatisch zum
richtigen Ergebnis

Teil auflegen

Serienmessung starten
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Reproduzierbares, rickfihrbares Ergebnis

und automatische Protokollausgabe






Anwendungsfelder

Mit Einfachheit und Verlasslichkeit Uberzeugt ZEISS O-SELECT in
den unterschiedlichsten Branchen, von der Automobil- tber die
Elektronikindustrie bis zur Kunststoffverarbeitung. Der digitale
Messprojektor eignet sich insbesondere zur schnellen Mafshaltig-
keitstberprufung von Abstanden, Radien oder Winkeln.

Gangige Prufteile sind Stanz- und Biegeteile, Spritzguss- oder
lasergeschnittene Werkstucke.
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Merkmale wie Winkel, Abstdnde und Radien misst ZEISS O-SELECT schnell und zuverldssig.

151661 AX]




Automatisch scharfe Kanten

Wird die Bildscharfe mit der Hand eingestellt, kann es schnell

zu Fehlern kommen, ohne dass es der Anwender bemerkt. Die
Folge sind Messabweichungen bis zu mehreren Mikrometern.
Um diese Fehlerquelle zu eliminieren, erkennt ZEISS O-SELECT
automatisch die zu prufenden Merkmale und stellt die Scharfen-
ebene passend dazu ein. Anwenderfehler sind damit ausge-
schlossen.

ZEISS O-SELECT fokussiert
vollautomatisch
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Telezentrische Optik

Ubliche Kameralinsen arbeiten nach dem Prinzip der Zentralperspektive: Je weiter ein Gegen-
stand entfernt ist, desto kleiner wird er auf dem Sensor abgebildet. Im Gegensatz dazu
verandert ein telezentrisches Objektiv den Abbildungsmal3stab bei einer axialen Verschiebung
des Objekts nicht. Auf diese Weise kann die Mafhaltigkeit unabhangig vom Objektabstand
erfasst werden.

Mitte:
Durch ein normales, nicht

telezentrisches Objektiv wird der

@ @ O O Abbildungsmafstab perspektivisch
gg verzerrt.
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Mit einem telezentrischen Objektiv
bleibt der AbbildungsmafSstab
gewdbhrleistet.




Im Zentrum des optischen Systems

steht eine verzeichnisarme,
telezentrische ZEISS Optik und ein
hochauflésender Kamerachip.



Automatisch im besten Licht

Optisches Messen gelingt nur, wenn die Beleuchtung stimmt.
Um jedes Merkmal auf optimale Weise ins Licht zu setzen,
bietet ZEISS O-SELECT ein variables Beleuchtungssystem. Das
Beste daran: Die Beleuchtung wird merkmalsabhangig auto-
matisch eingestellt. Dadurch sind Anwendungsfehler auch an
dieser Stelle ausgeschlossen.

Telezentrisches Koaxiallicht, Ringlicht
Durchlicht optional (S. 13)

Kamera
Linse -
Priifobjekt +
AL
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Lichtquelle

Die acht Segmente des Doppelringlichts werden von ZEISS O-SELECT individuell in ihrer Intensitdt geregelt —
abhdngig von den Eigenschaften des Werkstlcks und der Lage der Priifmerkmale.




Acht-Segment-Doppelringlicht zur
variablen Auflichtbeleuchtung

Befestigungsblock fir
optionales Koaxiallicht

Telezentrisches Durchlicht fir

maximale Kontraste




Intelligent, kompakt und sicher
Das effiziente System fur 2D und 3D-Geometrien

Hard- und Software bilden bei ZEISS O-SELECT ein aufeinander
abgestimmtes System, um 2D und 3D-Geometrien besonders
schnell und sicher prufen zu kdnnen. Dank kompakter Maf3e
und seiner Robustheit stellt ZEISS O-SELECT kaum Anforderun-
gen an den Aufstellungsort. Ob im Wareneingang oder in der
Produktion: Messen Sie dort, wo Ihre Prufteile anfallen.

Systemkomponenten

Das System besteht aus Messgerat, Touchdisplay, Tastatur und der Software ZEISS NEO select.
Gegenuber einem eingebauten kleinen Display bietet das externe Display klare Vorteile: einen
besseren Uberblick, eine bessere Orientierung und eine bessere Detaildarstellung. Seine
Touchfunktion macht die ohnehin komfortable Bedienung noch direkter. Die Software wurde
speziell fir das ZEISS O-SELECT System entwickelt und besticht durch ein neuartiges Bedien-
konzept. Davon profitiert nicht nur der unerfahrene Bediener, auch der Experte wird durch die

,mitdenkende” Software effektiv entlastet.

Koaxiallicht als Option
Als Zubehor ist eine zur Optik koaxiale Beleuchtung erhéltlich. Sie ist zu empfehlen, um auch

tief liegende Strukturen gut zu erfassen, die anderweitig im Schatten lagen.
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GerategroRe 402 mm x 510 mm x 727 mm (B x T x H)

MessfeldgroBe 114 mm x 91,5 mm ohne Verschiebetisch (optional S. 14)

Systemkomponenten Digitaler Messprojektor, Workstation, Bildschirm,
inkl. der Software ZEISS NEO select
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Hochauflosende Kamera

Antrieb fir den Autofokus

Telezentrische ZEISS Optik

Doppelringlicht mit
jeweils acht Segmenten

Optionales Koaxiallicht

Telezentrisches
Durchlicht




Mit der Messfelderweiterung
in neuen Dimensionen messen

Der automatisch verfahrbare Verschiebetisch ermoglicht das
schnelle Messen groferer Bauteile. Diese zusatzliche Option
der Messfelderweiterung ermoglicht auf dem gesamten er-
weiterten Messfeld, ein sicheres und schnelles Messen auf
Knopfdruck —und das wie gewohnt nach der ISO Norm 10360.

Messbereich einfach erweitern
Mit der optionalen Messfelderweiterung vergrofert sich der Messbereich in der X-Achse jetzt
von 114 mm auf 214 mm. So kénnen auch grofere Werkstlcke mit einem einzigen Prifplan

gemessen werden.

Die Arbeiten mit dem Verschiebetisch sind fur Durchlichtsituationen optimiert. Nach erfolgter
Positionierung des Verschiebetischs wird sichergestellt, dass das Werkstlck von der Kamera-
einheit komplett erfasst wird. Der Autofokus fur den Standard-Messbereich kann auch hier wie
gewohnt eingesetzt werden. Dies gilt auch fur das direkte schnelle Messen im Livebild und der

unmittelbaren Erstellung des Prifplans.

ax91° m

214m

Messfeldgrofe mit Verschiebetisch 214 mm x 91,5 mm

Messfeldgrofe ohne Verschiebetisch 114 mm x 91,5 mm
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Der Verschiebetisch kann mit
Pfeiltasten innerhalb eines
Ampelfensters bequem verfahren
und positioniert werden.

ECT » M Pregein @B .8 x
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Auf dem kiirzesten Weg zum Ergebnis
Mit der Software ZEISS NEO select

Die Software ZEISS NEO select verbindet das messtechnische
Know-how von ZEISS mit einer innovativ-einfachen Bedienung.
Serienmessungen gelingen damit anwenderunabhangig auf
Knopfdruck. Auch Einzelmessungen und die Prufplanerstellung
sind mit der Software ein Leichtes: Weil sie so einfach zu ver-
stehen ist, weil sie den Nutzer fuhrt und weil sie ihn wirkungs-
voll entlastet.
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Steuerbar lber Touchdisplay
Steuern Sie ZEISS O-SELECT Uber ein Touchdisplay und erleben Sie einen

noch direkteren Zugriff. In vielen Anwendungsféllen kann dadurch auf

Tastatur und Maus komplett verzichtet werden.
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Direkt im Bild messen

Die grafische Benutzeroberflache von
ZEISS NEO select ist eine echte In-
novation. Prifplane lassen sich da-
mit unvergleichlich schnell schreiben,
denn im Moment bendtigte Funktio-
nen und Informationen befinden sich
direkt in Mausnahe. Sie haben nur
das im Blick, was gerade notwendig
ist. Bei den meisten Aktionen mussen
Sie das Hauptfenster nicht verlassen.
Statt durch UntermenUs zu navigieren,
messen Sie direkt im Bild.
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Ergebnisse werden direkt im Bild an den BemafSungspfeilen eingeblendet.

Die Farbkenzeichnung zeigt sofort, welche Werte innerhalb der Toleranz sind.

Klare Orientierung

Die intuitive Benutzeroberflache erleich-
tert dem Anwender auch die Navigation
durch die Software. Sie verdeutlicht, an
welchem Punkt er sich gerade befindet
und fUhrt ihn sicher an einem , blauen
Faden” durch den gesamten Ablauf:
vom Anlegen eines neuen Projektes
Uber den Prifplan und das Festlegen
des Messablaufs bis zum Protokoll.

Serienmessung auf Knopfdruck
Teile, fur die bereits ein Prifplan erstellt
wurde, kdnnen mit ZEISS O-SELECT mit
nur einem Knopfdruck geprift werden.
Das System erkennt das aufgelegte Teil
und ladt automatisch das passende
Messprogramm. Auch die Ausrichtung
erfolgt automatisch. ZEISS O-SELECT
stellt die optimale Beleuchtung ein und
stellt automatisch scharf — mehr als eine
Arbeitserleichterung, denn die Messung
wird damit anwenderunabhangig und
reproduzierbar. Das verlassliche Ergebnis
wird nach Bedarf schlief3lich in einem

Protokoll ausgeben oder ausgedruckt.
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Click & Pick: Nach Anklicken der
Elemente bietet die Software
mégliche Priifmerkmale im Bild
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Einfache Einzelmessung

per Click & Pick

Selbst unbekannte Teile, fir die noch
kein Prufplan erstellt wurde, messen Sie
mit ZEISS O-SELECT schnell, einfach und
sicher. Ausgehend von dem automatisch
kontrastreich und scharf eingestellten
Bild erkennt ZEISS O-SELECT magliche
Messelemente wie Kreise und Geraden.

Wenn Sie mit der Maus Uber eines dieser
Messelemente fahren, werden Ihnen
mogliche Prufmerkmale wie Radien,
Abstande und Winkel angezeigt. Mit
einem ersten Click bestimmen Sie ein
Ausgangselement, mit einem zweiten
Pick wahlen Sie eines der vorgeschla-
genen Prlfelemente — ganz intuitiv,
direkt am Objekt. Der Messwert er-
scheint nun ebenfalls an Ort und Stelle
am BemafSungspfeil. Schnell erhalten
Sie auf diese Weise alle gewinschten
Mafse eines unbekannten Prifteils.

zur Auswahl an.
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Priifplane erstellen —

mit Vergniigen

Von der Einzelmessung zur Serienmes-
sung ist es nur ein kleiner Schritt. Sie
gehen wie bei einer Einzelmessung vor
und sammeln im Bild per Click & Pick
die gewUlnschten Prufmerkmale. Beson-
dere Kenntnisse sind nicht notwendig,
denn die Programmierung geht auf
diese Weise intuitiv von der Hand. Mehr
noch: So macht Programmieren wirklich
Spals. Im Hintergrund entsteht wah-
renddessen bereits ein Prufplan. Den
mussen Sie nur noch speichern — fertig.



Nur ein Beispiel fur ein Protokoll -
ZEISS NEO select stellt viele weitere
Vorlagen bereit.

Ablauf Einzelmessung
und Priifplanerstellung

Teil auflegen

Einzelmessung starten

Merkmale per Click & Pick

auswahlen

Ergebnis und Protokoll

Als Prifplan speichern

Adby Mlavpsadirmectiy

Drawing ruamber  sdi-lE54

I Name Haminal

(5) Optischer Kreis (1)

Dsamerier 854308
B Diamater (1)
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Ablauf vollautomatische

Serienmessung

Teil auflegen 1

Serienmessung starten 2

Ergebnis und Protokoll @

Professionell protokolliert
Messwerte auswerten und zu proto-
kollieren ist mit dem in die Messsoft-
ware integrierten ZEISS PiWeb re-
porting maoglich. Fur einen effizienten
Informationsaustausch stehen diverse
Protokollvorlagen vom anschaulichen
Grafikprotokoll bis zum detaillierten Lis-
tenprotokoll bereit. Protokolle kénnen
so nahezu ohne Aufwand und ohne tie-
fer gehende Kenntnisse erstellt werden.
Eine besonders einfache Maoglichkeit
ist das One-Click-Protokoll, welches die
aktuelle Monitoransicht auf einen Click
in einem Protokoll ausgibt. Vorlagen mit
Werteansichten im Bild und Formplots
erleichtern das Verstandnis der Ergeb-
nisse. Zum Zweck der Prozesskontrolle
stehen aulRerdem Vorlagen mit Mess-
werteverlauf und statistischen Kenngro-
fSen zur Verfigung. Und nach Bedarf
konnen Sie ein Protokoll eines bestimm-
ten Formats auch automatisiert anzei-
gen, speichern oder drucken lassen.
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Professionell protokollieren und statistisch auswerten
statt manueller Datenubertragung und -pflege
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Im Standardprotokoll (s. links oben) und anhand der Ampeldarstellung (s. rechts oben) im Bild,

wird auf einen Blick ersichtlich, ob die Werte innerhalb der Toleranzen liegen.

Im “Prozessprotokoll” lassen sich die Anzahl

der Gesamtfehler pro Messablauf und die O-SELECT Date THEREIE TIATARAM
1 Inzpecior Administraior
Anzahl der Fehler pro Priifmerkmal erfassen.
Mizas uremaents Last 200 measurements
Trends und problematsiche Priifmerkmale
werden sofort erkennbar. Part name Cutting ool 1 Orawing number 41245
Project cutting ool
Error patiemn per part @ Error pattern per characteristic
12
1
10
L]
8 g
] ]
k-] -1
z 4z
2
]

3 4 3 L T a Ll 19 " 12 13 % ﬂ% %
—— R AL AN
7 e = & L 3, 2 L] (N

Characsernite

20



bauatbn a4 ] B B

& Blomadaton - Foge ol ]

91 THES
-

e 3
B RS 4D WA B B R

-
»
-
™

ZEISS PiWeb reporting enthdlt vielfdltige Mdglichkeiten der Protokollerstellung wie z.B. das “Tabellenprotokoll” oder das “Prozessprotokoll”.
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Uppar tol.
Lowner tal,

Angle 1(2)

60572

Hame

Distance (1)
Diameter (1)
Diametar (Z)
Diametar (3)
Anghe 1 (2)
Distance (5)
Fadius (1)
Radius (21

Hominal

251295
7.1000
28000
2.8000
69.572
3.0627
1.7500
1.7500

Value chart

Cantral chart Histogram Correction value

Lower tol,

-0.1000
-0.1000
-0.1000
-0.1000

-0.100
-0.1000
-0.1000
-0.1000

Upper tal.

0.1000
0.1000
0.1000
0.1000

0.100
0.1000
0.1000
01000

25,1637
7.1138
2.5862
25888
68,437
31114
1.7679
1.7556

25.1639
71137
2 5860
2.58B6
G69.437
3117
1.7676
1.7555

251640
71137
25881
2.5886
509,442
31116
1.7679
1.7556
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Part ident

251630 251640 251640 251637 25.1640
7137 71138 TM37 71138 7130
2.5B61 25880 25864 25882 2.5860
25864 25887 2.58B4 25887 2.5868
69442 65440 69440 69.438 G9.438
34117 31922 34118 31T 31118
1.7678 17679 1.7674 17674 1.TETT

17555 176858 17551 1.7558 17555

Das “Prozessprotokoll” lief-
ert daruber hinaus statis-
tische Informationen fur
jedes einzelne Prifmerkmal,
bis hin zu vorgeschlagenen

Korrekturwerten.

Mit dem “Tabellenprotokoll”
haben Sie den Messwerte-
verlauf fest im Blick. Zeilen-
weise werden fur jedes Priif-
merkmal die letzten Mess-
ergebnisse dargestellt.
Farbliche Kodierungen
identifizieren auf einen Blick

kritische Prifmerkmale.
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We make it visible

Optische Pruf- und Messgerate von ZEISS

Die industrielle Messtechnik von ZEISS ist seit fast 100 Jahren
QualitatsmalSstab und Innovationstreiber der Branche. In der
Optik hat ZEISS diese Rolle sogar schon seit 150 Jahren inne.
Beide Kompetenzfelder kommen in der optischen Geratefamilie
von ZEISS zusammen. So erhalten Sie optische Pruf- und Mess-

gerate, die auf ganzer Linie Uberzeugen.

Optisch prifen und visualisieren
ZEISS Smartzoom 5

Optisch priifen und messen
ZEISS O-SELECT

Sensorik optisch (Farbkamera)

Sensorik optisch (Graustufenkamera)

Prifmerkmale Visualisierung und Bestimmung von

Dimensionen der Merkmale im Bild

www.zeiss.de/smartzoom
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Messmerkmale Mal3, Form und Lage im Bild mit
Subpixelgenauigkeit, automatische
Bauteilerkennung, Soll-Ist-Vergleich

nach CAD-Daten

www.zeiss.de/o-select
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Optisch und taktil messen
ZEISS O-INSPECT

- INSPECT

Sensorik taktil scannend und optisch
(Graustufenkamera)

Messmerkmale Mal3, Form- und Lage in 3D,
Soll-Ist-Vergleich nach CAD-Daten

www.zeiss.de/o-inspect

O-INSPECT

23



Carl Zeiss

Industrielle Messtechnik GmbH
73446 Oberkochen

Germany

Vertrieb:
Service:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 7364 20-6336
+49 7364 20-6337
+49 7364 20-3870
imt@zeiss.de

www.zeiss.de/imt

Printed in Germany AW-CZ-1/2017 Uoo
Anderung in Ausfihrung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

© Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH

DE_60_020_0003I1



